
B
ru

ke
r 

D
al

to
ni

cs
 is

 c
on

tin
ua

lly
 im

pr
ov

in
g 

its
 p

ro
du

ct
s 

an
d 

re
se

rv
es

 t
he

 r
ig

ht
 

to
 c

ha
ng

e 
sp

ec
ifi

ca
tio

ns
 w

ith
ou

t 
no

tic
e.

 ©
 B

D
A

L 
0

3
-2

01
1,

 #
C

A
-2

70
10

2

ICP-MS

ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪

aurora M90

创新 诚信



卓越的ICP-MS解决方案

Bruker 致力于不断探索新颖有效的技术以满足用

户日新月异的分析需求。作为元素分析的全球领先

者，你尽可信赖Bruker。当你购买Bruker ICP-MS

时，你不仅选择了出色的产品，更选择了一家受人

尊敬、经验丰富的公司所提供的优质服务。



ICP-MS：从未如此轻松

在aurora M90的核心技术中，Bruker持
有专利的高效90度离子透镜和双离轴

四极杆，显现出超低背景噪音及无与伦

比的高灵敏度（>1000Mcps/mg/L）。

aurora M90 实现领先的检测限性能，
碰撞、反应技术（CRI）使得复杂的池系

统参数的设置更趋简便，仅仅开启气体

流量就消除干扰。

自动调谐仪器参数，花费少量的时间用

于仪器参数的设置，更多的时间用于样

品的分析。节约宝贵的时间和仪器运行

费用。

全自动化的气溶胶稀释扩展了仪器的分

析能力，满足高溶解固体物含量样品的

检测，无需其它的样品前处理，就可以

直接分析有挑战性的样品。

超强真空系统：所有真空泵由计算机

自动控制，并在集成的ICP-MS软件中

显示泵和真空参数，操作、维护方便简

洁。真空系统在极短的时间内，达到分

析要求。

超强软件功能：Bruker Quantum软

件具有一系列自动化的功能选项，实现

炬管准直、质量校正和分辨率测试等参

数全自动操作。AutoMax功能无需人为

干扰，便可自动优化、设置离子透镜、雾
化气和等离子体参数。

aurora M90 快速、灵活地实现普通灵

敏度模式和高灵敏度模式之间的切换，
满足日常分析和研究级地各种应用。

特有的全数字 ICP-MS 检测器采用全

数字脉冲计数模式，动态线性范围优

于109。Aurora M90 实现一次测定，就
完成从超痕量至常量快速、精确地多

元素分析。

您将不再为寻求合适的ICP-MS而发愁。 Aurora M90系列产品便是您的最佳选择。借助

Bruker 先进的ICP-MS 技术，使您的任何问题迎刃而解。



分析性能的标杆

Aurora M90系列产品 为你的应用

提供总体解决方案

洁净室组件非常适合于半导体工业

应用，用于超痕量元素的分析。

特殊的样品导入系统适用于地质、
石油、化工样品的分析。

完善的各种联用技术，拓展ICP-MS
的应用范围。

自动进样器、高效 进样组件 使

ICP-MS实现全自动操作和快速样品

检测。

nitrox 500附件实现在线将氮气或

氧气引入等离子体。引入氮气降低元

素的检出限，如：As、Se；引入氧气

实现有机溶剂的常规分析。

Aurora M90系列产品 让您无需在

易用性和终极性能之间艰难抉择。

独一无二的碰撞、反应技术（CRI II）
非常容易和高效地消除各种干扰，准
确测定样品中痕量元素的含量。

宽范围全数字脉冲计数检测器，动态

范围宽，无需交叉校正，易于使用，
更少稀释，使您的实验室拥有更高的

工作效率。

优化的进样系统，采用计算机控制的

Peltier制冷雾化室，大大降低氧化物

的干扰，并增强稳定性。

强劲高效的等离子体系统和专利的

Turner交错线圈，可轻松分析复杂基

体的样品，减少基体效应，并能减少

离子能量扩散，确保仪器达到最高灵

敏度和优异地稳定性。

洁净室组件有助于半导体

实验室达到分析超痕量元

素所需的洁净室条件。

完善地PFA耐腐蚀进样

系统套件，实现含有HF
酸样品直接进样分析。

完善地HPLC联
用技术，易于实

现形态分析。

nitrox 500附件提升

aurora M90的分析

性能。

一系列地附件满足样

品前处理的需求。



 Patented 90 degree ion mirror and low  
 noise double off-axis quadrupole  
 provide industry leading sensitivity 
 and background for lowest detection  
 limits. 

 New and improved Collision Reaction  
 Interface (CRI II) provides even simpler  
 and more effective removal of trouble–  
 some interferences for interference- 
 free analysis of your samples.

 Robust, high-efficiency plasma system  
 and patented Interlaced Coils break  
 down your toughest sample matrices,  
 reduce matrix effects, and minimize ion  
 energy spread for maximum sensitivity  
 and stability.

弯曲低噪音四极杆预杆，
具有超强的离子提取效

率和低背景噪音。

交错等离子体线圈确保等离子

体具有优异的稳定性能。

离子透镜系统采用9 0
度角反射离子束，以尽

可能高的效率，将离子

会聚到四极杆中，获得

极高的灵敏度。

离子透镜系统排除

质谱仪中的光子和中

性粒子，显著减少背

景信号。

碰撞、反应技术（CRI II），
可令您快捷灵活的进行无

干扰分析。

90度反射离子透镜彻底
革新ICP-MS的传统性能
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浓度范围宽，测定结果准确。

专利的Turner交错线圈、弯曲低噪音四极杆预杆、90度转弯离子透镜系

统、CRI II碰撞和反应技术、27MHz等离子体以及全数字脉冲计数检测器，
共同造就了Bruker ICP-MS的出众性能、业界领先的高灵敏度。

普
通
模

式

高
灵
敏

度
模

式

同位素/核素 典型热等离子体性能

9Be  > 50 million cps/mg/L
115In  > 1000 million cps/mg/L
232Th > 500 million cps/mg/L



对照图显示了当未采用校正方程时，搀入1ug/L75As 的回

收率。ArCl+干扰被彻底消除,准确测定痕量As的含量。

1 µg/L As ( HCI 介质)
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µ
g

/L

1% HNO3 0.1% HCI 0.5% HCI 1% HCI 2% HCI

24Mg mg/kg 513 500
39K mg/kg 3128 3100
44Ca mg/kg 422 410
56Fe mg/kg 39.0 40.7 ± 2.3
75As mg/kg 0.024 (0.023)
78Se mg/kg 0.026 (0.025)
114Cd mg/kg 0.0270 0.0284 ± 0.0014
206-8Pb mg/kg 0.182 0.187 ± 0.014

测定黑面包（参考物质BCR-191）中超痕量至常量的各元素含
量，测定结果准确。

快捷、灵活的无干扰分析

Bruker公司推出的CRI II技术，不仅非常简便

的使用，而且非常有效的消除来自样品中的

各种干扰。
碰撞、反应技术（CRI II）是将氦气或氢气在

锥口直接注入等离子体，这种创新方法具有

无可比拟的优势，可以在分析物分离进入离

子透镜之前抑制干扰，操作非常简便。

原始等离
子喷射流

净化的等离
子体扩散区 反应区
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气体
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无需腐蚀性或昂贵的气体，如：氨气和甲烷。

由于摒异了复杂的多极杆离子导轨，因此， 
仪器设置和样品分析变得简洁快速。

CRI碰撞、反应并非限制于一个池内，所  
以，您可以在CRI与非CRI模式之间或  
不同的碰撞反应气体之间实现   
快速切换。  

含氯样品中As的测定

测定含有高含量氯的样品，如：血液、血清和尿液等

样品，可采用CRI II的H2
模式消除来自ArCl+的干扰。

宽范围的动态线性

测定食品中有害重金属元素、基本元素以及营养元

素，可获得最佳的精密度和准确度。

CRI模式与非CRI模式质量扫描对照

洁净水 洁净水(CRI模式)

采用 CRI II 模式可显著减少或彻底消除源自等离子体

或样品基体的干扰

元素     单位       测定值          正常值范围



采用CRI II能准确地测出复杂基体生物样品中痕量及主要含量的

待测元素含量。

易用性的典范

在抗癌药物中药理活性Pt示踪物的含量范围在ng/L至亚-ng/L 之间。
上图是氯铂酸中194Pt 典型的校正曲线。

27Al 13 – 21.2 20
51V 0.27 – 0.37 0.29

52Cr 0.42 – 0.78 0.42
56Fe 404 – 460 mg/L 420 mg/L
75As 1.4 – 2.2 1.8
78Se 74.4 – 85.2 77.2

206, 207, 208Pb 26.2 – 29 27.6
238U 0.16 – 0.18 0.17

快捷、灵活的无干扰分析 Bruker Quantum软件

Bruker重新定义了互联网风格的ICP-MS操作软件

的易用性标准。Quantum特性突出一系列的自动化

功能选项，来简化以往繁琐的仪器设置过程，包括：
设置和初始化功能，如：炬管准直、质量校正和分辨

率测试等。AutoMax功能无需人为干扰，便可将离

子透镜、雾化气和等离子体参数自动优化调节至最

佳效果，大大缩短方法开发时间。

仪器动态状态窗口，可快速直观地查看

所有仪器元件的运行情况。此外，它还

是一款出色的诊断工具，可以尽量延长

仪器正常的运行时间。

每个工作表单元格都提供您需要的全

部信息，包括：浓度、强度、统计数据、
重复读数以及图形化质量扫描等。

超群的生物样本分析能力

快速准确地分析复杂生物样本（如：血液、血清和尿

液等），可同时排除基体对As、Se、V和Cr 的干扰。

无与伦比的高灵敏度性能

Aurora M90 独特的高灵敏度模式，在研究领域开启了

许多新的应用。

正常值范围

μg/L
测定值

μg/L



化学分析整体方案
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Scion 系列气相色谱仪

全新的Scion 系列气相色谱由 436-GC和456-GC 两种型号的气相色谱仪、各
种检测器以及定制的先进应用系统组成。这些系统允许您在石化、农用化学

品、环境行业等使用标准方法和/或进行高质量的痕量样品分析。

Scion 456-GC 支持中文显示的高分辨率彩色触摸屏直观显示工作状态和参

数，使用简便，稳定可靠。本系统给您提供广泛的选择性，如各种进样口、检
测器、切换和取样阀等，是唯一可扩展至三通道的高性价比的气相色谱仪。

Scion 436-GC 提供与 Scion 456-GC同样出众的性能，但体积更紧凑，单通

道设计，只占用常规多通道 GC 的一半空间。

Scion SQ GC-MS单四极杆质谱仪和Scion TQ GC-MS/MS三重
四极杆质谱仪

SCION SQ可用于在复杂的基质中分析数以千计的样品。m/z 1200的高端质

量扫描范围设计使SCION SQ 适用于几乎所有气相色谱的应用领域。创新的

无透镜设计和稳定的离子源，使得SCION SQ在常规使用中就能够具有无可

比拟的稳定性和超高的灵敏度。此外，每台配有EI的气质联用系统都可以轻

松升级加配CI，为拓展仪器的应用范围提供了最大的空间。

SCION TQ三重四极杆的创新技术能够为您提供可靠

的分析结果，为您建设前瞻性的实验室提供保障。
独特的椭圆形离子通道设计是SCION TQ的核心技术，
能够完全消除中性粒子和化学噪音。
其它创新性技术如无透镜设计和q0
主动聚焦技术为复杂样品的定量分

析提供可靠的结果。

www.bruker.com/chemicalanalysis

布鲁克公司

网 址：www.bruker.com
服务热线：800-819-0181
                 400-619-8961

布鲁克（北京）科技有限公司

北京市海淀区中关村南大街11
号光大国信大厦5109室
邮编：100081
电话：（010）58333056
传真：（010）58333030

For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
本产品仅用于研究，不能用于诊断过程

布鲁克（北京）科技有限公司

上海分公司

上海市漕河泾开发区桂平路

418号新园科技广场19楼
邮编：200233
电话：(021) 51720800/0801
传真：(021) 51720880/0870




